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Témata maturitní zkoušky – Elektrická měření ME4  

Chyby a metody měření  

Ručkové měřicí přístoje  

Měření odporu rezistorů  

Měření výkonu  

Měření L  

Měření C  

Měření f  

Měření neelektrických veličin  

Elektronické voltmetry  

Číslicové měřicí přístroje  

Generátory  

Osciloskop  

Spektrální analyzátor  

Logický analyzátor  

Systémy pro zpracování dat 


